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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu'il refléte
bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@® Bulletin de Ia CEI
Publié trimestriellement

® Rapport d’activité de la CE1

Publié annuellement

@  Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Sculs sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a fa
présente publication.

En ce qui concerne la terminologic générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.1.), qui est établic sous £
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I't
ral étant publié séparément. Des détails complets sur I&
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littérau
Seuls les symboles graphique
inclus dans la présente p
Le recueil complet de
la CEI fait 'objet de la Publi

Les symboles littéraux
font I'objet de la Publicatid
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Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following 1EC sources:

@ IEC Bulletin
Published quarterly

@ Report on IEC Activities
Published yearly

@® Catalogue of IEC Pub
Published yearly

Internadtional Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.),
in th form of separate chapters each dealing

dphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are

contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LISTE DES TERMES DE BASE, DEFINITIONS ET MATHEMATIQUES
APPLICABLES A LA FIABILITE

PREAMBULE

) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés pardes

owités d’Etudes ol sont

3) Dans le but d’encourager U'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous\les Comi

en termes clairs dans cette derniére.

La présente recommandation a ¢été établie par le Comité lité et maintenabilité.

b atie

{a suite de cette réunion, un projet définitif,
aux suivant la régle des Six Mois en mars 1972.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement cn f: eur focument 56(Burcau Central)41:

Allemagn
Australie

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Venezuela

Finlande
Israél
Portugal
Australie Royaume-Uni
Autriche Suéde
Belgique Suisse
Canada Tchécoslovaquie
Danemark Turquie
Espagne Union des Républiques
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Etats-Unis d’Amérique

Socialistes Soviétiques
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The following countries voted explicitly in fayour o
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIST OF BASIC TERMS, DEFINITIONS
AND RELATED MATHEMATICS FOR RELIABILITY

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Ce
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible/
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepjé

ublication of

Belgium
Canada
Czechoslovakia
Denmark
Finland
Germany

Israel

Portugal

sgument 56(Central Office)41:

mamittees on which all the National
egnational consensus of opinion

smmittees in that sense.

Netherlands
Portugal
Switzerland
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics
United Kingdom
United States of America
Venezuela

South Africa
(Republic of)
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics
United Kingdom
United States of America
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MEKJIVHAPOJIIHAA SJIERTPOTEXHUYECKAS KOMUCCUA

HAJE:KHOCTH. OCHOBHBIE TEPMUHLI W MATEMATHYECKUE
GOPMYJIDI

ITPEJNCIOBURE

i. O(I)V[LU/I&JII)HI)IC‘ peincHust Wiy COTJIATICH IS MO K mo texmuueckum BoOlpOCaM, IOATOTOBIICHIHLIE TCXHMHMECHRIMI KOMUTETaMH,
B KOTOPBIX HPpeACTABIeHnl BCe BAMHTEPECOBAHHDLIC ITANWOHAILHBIE KOMHTCTLI, BLIPAMKY

MEeAYHAPOAIIYIO TOUKY 3penus B TAHHOM obmacru.

HAIlMOHAJDbHLIX CTamjiaprax.

e3yJLTATEe PEeNenusi, TPpUuHATOro 1ma HTOM
BU Ha yTBCpH{AelNe IIo Hpanmly HniecrTu MecCfien

OPTYI'aJIUsI
Coepmuieniitoe Koposescrso *
Coepunennsie Hltaret Amepnnu
Cotos Coperciiux COHAIMCTHYECKUX

Pecnydanr
Typuusa
YexocaoBaKus
IIneftnapusn
fAunonun
Ilepnriii npoex Q¢ sgpdiics na coseuauun B [{iopuxe B 1971 r. B peayabrare’ pemieHus, IPHUSTOrO
Ha 9TOM COBe ¢ HAUUOHAJBLHBIM KOMUTETaM OBl TpEeCcTaBileH Ha yTBepruenue no llpanway mecra
MECHATIEB OROHUIRE norymcutr 56(Ilenrpaibnoe 610po)35.
34 BBIIYCK JLOKYME RETPIILHOE GI0p0)35 B KauetTBe MyGAMKAIMM TOJIOCOBAIN CIETYIONUMC CTPAIIL :
Apgrpasus Coepnuennoe Hoponencrso *
Aserpus Coepnucnmsre Iltater Amepunu
Beasrua Comwz Cosercrux ConmaNnCIuIeckux
Pepmanun PecnyGaui
Hamun Typrusa
Mapanis OUHIAHINA
Wenanns : YexocaoBaKkus
Hamapa Ulseiinapun
Ilopryramnus IHsenma

10mno-Afpurancikan PecriyGomnra

* Coepuucunoe Ropogenerno BeanroGpurannu u Cenepuoit Vipaamnn.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 602711974


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60271-1974
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60271-1974

LISTE DES TERMES DE BASE, DEFINITIONS ET MATHEMATIQUES
APPLICABLES A LA FIABILITE

SECTION [: TERMES DE BASE ET DEFINITIONS APPLICABLES A LA FIABILITE

1. Objet

La présente section de cette recommandation définit une liste de termes de base et de définitions, destinés
essentiellement & la fiabilité. La terminologie est basée sur une approche technique de la fiabilité, approche complé-
mentaire de P'approche mathématique donnée dans la Section II de la présente pdblication. Dans cette derniére, -
le concept de vraies valeurs des caractéristiques de fiabilité est présenté et JeS\formules\mathématiques appli-
cables aux diverses caractéristiques de fiabilit¢ sont données. ‘

2. Introduction

2.1 Principes

" Quelques-unes des définitions sont plus precmes g
c’est pourquoi il convient d’&tre attentif
courant.

composants et & des™équipements en toutes circonstances.

En pratique, quelques types de défaillances sont plus importants que d’autres et il est nécessaire de les distinguer.
Ceci a été fait dans cette recommandation en ajoutant un adjectif au mot « défaillance ». Par exemple, défaillance
complete, défaillance due a4 un mauvais emploi, etc.

Un terme de défaillance s "applique uniquement au dispositif considéré. C'est ainsi qu’une défaillance compléte
d’un composant particulier peut entrainer une défaillance partielle seulement de I'équipement dans lequel il est
utilisé.

2.3 Nécessité d’utiliser Padjectif approprié

Lorsque I'on traite des données, il est important d’utiliser le terme de défaillance appropri¢. Par exemple, dans
le cas de données portant sur les défaillances d’un équipement en exploitation, il est important de faire la distinction
entre les composants qui ont défailli a la suite d’un mauvais emploi et ceux dont la défaillance est due & une faiblesse
du composant lui-méme. Les constats de défaillance devraient, pour ce faire, indiquer quel type de défaillance est
considéré.
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2.4 Généralités sur la nature probabiliste de la fiabilité

La fiabilité est concernée par la probabilité d’événements futurs basée sur des observations passées. Toute carac-
téristique de fiabilité peut ainsi étre utilisée en fonction de ce qui a été observé et de ce qui peut survenir, ce futur
étant défini en termes de probabilité.

2.5 Caractéristiques de fiabilité
Les caractéristiques de fiabilité sont des grandeurs utilisées pour exprimer les différents aspects de la fiabilité en
termes numériques. Le choix d’une caractéristique de fiabilité particuliére peut se faire soit du point de vue du
succés (c’est-a-dire accomplissement d’une fonction requise), soit du point de vue de la défaillance. Les caractéris-
tiques utilisées comprennent la fiabilité, la durée de vie moyenne, le taux de défaillance, la moyenne des temps de
bon fonctionnement et la durée moyenne avant défaillance. Les variantes «observées» sont des estimateurs
des «vraies valeurs» des caractéristiques mais pas nécessairement les «meilleurs estimateurs» au sens statistique
(voir la Section II, Guide mathématique, de cette recommandation).

2.6 Variantes des caractéristiques de fiabilité

durée, la définition de la défaillance, etc., soient tous donnés. Bi
tistique appropri¢, on obtient comme résultat les valeurs liait

viduellement et les adjectifs p

fiabilité, les résultats de de
gent une information @

extrapolé et prédit) d’une caractéristique de flabilité peuvent €tre utili-
nt ou de ce qui est exigé. Ainsi 'énoncé d’une exigence peut étre formulé

2.8 Applicatién pratique_de xe glossaire

En pratique, pour quelques-uns des termes de la présente recommandation, une plus grande précision doit étre
donnée dans la définition, compte tenu des caractéristiques du dispositif considéré. Ainsi les critéres de défaillance
partielle d’un transistor, par exemple, seront généralement donnés comme les valeurs limites ou les dérives limites
du gain ou du courant de fuite. Dans quelques cas, d’autres distinctions peuvent étre souhaitables, par exemple
défaillance partielle, mineure ou majeure. Des développements de cette nature peuvent étre faits en partant de ce
glossaire comme document de base. -

2.9 Signification du terme « dispositif »

Les termes « un dispositif » sont aussi employés pour désigner tout composant, sous-systéme, systéme ou équipe-
ment que I’on peut considérer individuellement et essayer séparément. Le terme « dispositif » est aussi utilisé pour
désigner des dispositifs, une population de dispositifs, un échantillon, etc., lorsque le contexte justific son usage.

Lorsque 'expression « dispositif réparé » est utilisée, elle signifie dispositif qui est réparé lorsqu’il a une défail-
lance. De méme, le terme «dispositif non réparé» signifie dispositif qui ne sera pas répar¢ lorsqu’il aura une
défaillance. ‘
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2.10  Termes relatifs au matériel

Le choix, la définition et les relations entre les principaux termes relatifs au « matériel », tels que composants,
équipement, systéme, etc., subissent fortement I'influence des points de vue adoptés dans les différents pays et par
des différentes organisations d’un méme pays. Il s’est avéré impossible de fournir un ensemble de termes et de
définitions relatifs au « matériel » qui soient universellement acceptables. C’est pourquoi, dans toute étude pratique
de fiabilité comportant des termes de matériel, les définitions et la hiérarchie des termes utilisés devraient Etre
données et ne devraient pas &tre modifiées au cours de I’étude.

2.11 Concepts de durée

Dans les définitions ou le terme « durée » est utilisé, ce paramétre peut &tre remplacé par distance, cycles ou
autres grandeurs ou unités appropriées. Ce concept peut couvrir toute durée d’observation des dispositifs considérés
soit en fonctionnement effectif, soit en stockage, soit en état de marche, etc., mais il exclut généralement le temps
d’indisponibilité di & une défaillance.

&
N
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LIST OF BASIC TERMS, DEFINITIONS
AND RELATED MATHEMATICS FOR RELIABILITY

SECTION I: LIST OF BASIC TERMS AND DEFINITIONS FOR RELIABILITY

1. Scope

This section of this recommendation defines a list of basic terms and definitions primarily intended for reliability.
The terminology is based on an engineering approach to reliability which is complementary to the mathematical
approach given in section II of this publication. In the latter, the concept of true values of reliability charac-

| 2. Introduction

2.1 Principles

important:
1. The starting point for the choice and definition d{ €a srm isSa_clafification of the concept involved.
2. The terms are logically related to one anofther S Ps ¢, and their definitions are consistent.
3. Where several versions of aAe e is givend separate title and its relationship to the other

versions is described.
4. Due to the widely varig
conditions™ are use rex
extent is judged ne .
5. The terms are groupéd unde ] headings rather than being given in alphabetical order so as to enable
a common arrangen{ent\to anguage.

iability terms can be applied, the words “under stated
case the relevant conditions must be stated to whatever

them. This is done in thisseécommendation by adding an adjectival modifier to the word “failure”. For example,
complete failure, misuse failure and so on.

A failure term applies only to the item under consideration. Thus a complete failure of a particular part may
cause only a partial failure of the equipment in which it is used.

2.3 The need to use the appropriate adjectival modifier

When dealing with data, it is important to use the appropriate failure term. For example, in the case of failure
data from equipment in the field, it is important to distinguish between parts which fail as the result of misuse and
those whose failure is due to a weakness in the part itself. Failure statements should therefore indicate which kind
of failure is being considered.

2.4 General statement on the probabilistic nature of reliability

Reliability is concerned with the probability of future events based on past observations. Any reliability charac-
teristic term may thus be used in respect of what has been observed and what may happen, the latter use being
defined in terms of a probability.
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2.5 Reliability characteristics

Reliability characteristics are quantities used to express various aspects of 1ehab111ty in numerical terms. The
emphasis of a particular reliability characteristic may be either from the viewpoint of success (i.e. performing a
function) or of failure. The characteristics used include reliability, mean life, failure rate, mean time between
failures and mean time to failure. The observed versions are estimates of the “true values” of the characteristics,
but not necessarily the “best estimates” in the statistical sense (see Section 11, Mathematical Guide, of this
recommendation).

2.6 Versions of reliability characteristics

The significance of reliability characteristics — for example, failure rate — depends on the amount of data collected,
the statistical treatment and the technical assumptions made in particular circumstances. A different name is used
when statistical treatment differs, but in any case the set of assumptions and circumstances must be stated. For
example, the term observed failure rate relates to the failure rate observed under a given set of circumstances, and
the definition requires that the number of specimens, duration, failure definition, ¢ hall all be stated. If these
data are subjected to appropriate statistical treatment, the result is the limiting )
a stated confidence level. This is called the assessed failure rate. The extensjgn of tlisa
of the reliability characteristic terms is shown by Appendix A.

In National Standards, two approaches to publication of rehiability charactekisticsvare possible. The first,

The 4 versions (observed, assessed, extrapole \ edi of a reliability characteristic may be used in -
respect to what has been achieved or to : i a statement of a requirement may be made as a

ance with the ¢

In practice, somg of ermsgh\this xecommendation must be given greater precision by being defined in accord-
for example, wou;:

individually iderad and/separately tested. The word “item” is also used to denote items, population of items,
‘ context justifies its use.

Where the expression “repaired item” is used, it means an item which is repaired when it fails. Similarly the term
“non-repaired item” means an item which will not be repaired when it fails.

2.10 “Hardware” terms

The choice, definition and relationship of the principal “hardware” terms such as part, equipment, system,
ete., are strongly influenced by the viewpoint adopted in different countries, and by different organizations in one
country. It has been found impracticable to provide a universally acceptable set of ““hardware” terms and definitions.
Therefore, in any practical reliability study involving “hardware” terms, the definitions and hierarchy of the terms
used should be stated and should not be changed during the study.

211 Time concepts

In definitions where “time” is used, this parameter may be replaced by distance, cycles or other quantities or
units as may be appropriate. This concept may cover any duration of observation of the considered items, either
in actual operation or in storage, readiness, etc., but it generally excludes down time due to a failure.
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HAJEHKHOCTH. OCHOBHBLIE TEPMUHbLI 1" MATEMATHYECKENE
®OPMYJIbI

JACTDL 1. HAJTEFKHOCTL. OCHOBHDIE TEPMUHII

1. O0xaerh NMpuMenieHUs

Yacrs | nacrosmieil perOMeHALIE YCTAIABINBAET IIepeUeHb OCHOBHEIX TePMUNOB I OIIPeJieIeHuil, TImasHniM
o0pasoM OTHOCANMXCA K HAjeRimocTH. JlaHHAA TepMMHOJOTHA OCHOBAHA Ha TEeXHHUYCCKOM IOAXONC I
HAZIEHHOCTH, ROTOPHI ABISIETCA JIOMOJMHEHHEM It MaTeMaTHYeCKOMY HOAXony, maio:eniomy B Yactu 1l

unacrosamelt nyGnukamuu., B Yacru 11 3a ocnoBy oupegenennii B3ATH HCTUINHC 3HaYeHRN KOJIHICCTBEHIBIX

MESKYHAPONHLIX JIOKYMEHTAX,

2. Baepenue

2.4 Hpunyunu
Hexoropuie onpepenenusa apiawores 6oace TOYHHMU de
HOW JimTeparype, U HODTOMY ciejyer 00paTyThb BHUME
B Gojice y3KOM CMEICJe, YeM B IybinmKyeMyX
Hawubonec BamupIME ABIAATCA CIETYIONN

1. OrnpaBHO#t TOYKON IpPHU BEIGOPE M OLpE
TPUBAEMOTO TTOHATHA.

2. TepMuHBI, HACKOJIBKO : £ : OBARANBL MemIy co00ii, W WX oIpeesicHUA

COTIIACOBAHHI.

3. B rex cayyasx, KOT/) BOIMOMHO T (faIITOR TePMUHA, KQAJIOMY M3 HUX JRACTCH 0T)(eNh-
HOe HAMMCHOBAHUE 3b C JAPYIUMM BapuauTaMH. .

4. B cpasu ¢ rem, 8 ROTOPHIX MOTYT NPUMCHATHCA TEPMUHEL 110 MAICHAHOCTH,
MOTYT OHITH PA3IUIHL Ba « IpU BafjallfbIX YCHOBUAX », KAK HAIOMHIHANWE O TOM,

CH0OBO « OTKAB » ABMAEACSH OCHOBHLIM TEPMMHOM, 0003HAYAIOLIMM OKOHYAHFE BHIIOJIHEHHA Tpebdycemoil
Pyarmmu. OHo TpumensieTcA R AeTalIM I anlaparype OpH JMo0sX 00CTOATeIhCTRAX.

Ha wmpaxruxe OgHu BUIBl OTKAZ0B ABIAAIOTCA 00Jee BAKHBIMH, APYTHe MeHEE BaRHLIMU ; MEHYLY HUMU
caefyeT LIPOBOAUTL pasiudme.

B jaanoi peroMenganuy 9To CAeJaaH0 1Ty TeM f06aBiIeHnA IPIIIaraTcabHOTO K CJIOBY « 01Kas ». Hanpuwmep,
HMOJHBIL OTKA3, OTKAB BCJICACTBYC HEMPABWIBHON pRemiryaranuu 1 1. A. [louarue orrasa paccMaTpuBaercs
TOIHKO TIO OTHOIICHMIO 1 NAHIOMY Waeauio. Tam, MOUHBIA 0TKA’ OFHON JeTAauM MOMKCT I0BJeYL 33 co0Oil
JAWIIb YACTHYHBIR OTKA3 alliaparypsl.

2.3  Heobxodumocmp ucnorvaosanus coomeemcméy}oweeo nPuULALANEAbHO20

IMpu npegcraBiaenny JAHILIX GONBIIOE BHAYECHNES MMECT [IPABWIBHOE MCHOIb30OBATHC COOTBETCTBYION[ETO
TEPMUHA, OTHOCAIErocsT K oTRasy. Hanpumep, B ciryyae NIPefcTaBileHus JAHILIX 00 OTHase ammapaTypsl
B YCJIOBMAX HKCIJIYATAIMA BAXKHO PA3JIMYaTh NETANM, KOTOPBIE OTKABAJIM BCIENCTBUE HEIPABMIILION
BRCILIYATAIMN, ¥ Te AeTAJNM, KOTOPHIC OTKABAIN BCJIENCTBIE cOOCTBEHHEIX fieertoB. [fosTomy B coobimennn
00 OTHKasax JIOJIKHO YKAaSHBATHCH, 0 KAKOM BHJle OTKa3a MIET pedb.
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2.4 Obwee nosomcere 0 8ePOSIMHOCIMHOTE CYWHOCIRT HADEHCHOCIL

HagenutocTs cBAZaHa ¢ BCPOATHOCTHIO HACTYIUIGHWA OYRAYIIMX COOLITMil, OLpejecjseMO HA OCHOBE
mpoBeeHnbix nabmogenii. CaeloBaTeabH0, TePMUHEL, XapakTCPUSYIONe HaJ[@KHOCTL, MOTYT HCLOIB30-
BATLCA KAaK B OTHOIIEHWM HAGHOJCHHLIX, TAK U B OTHOMIeHHH OyAymux coOBITHII, 1 BO BTOPOM ciaydae
OHY HMEIOT BEpOATHOCTHLBIA Xapaxrep.

2.5 Ilorasamean nademcrocmu

TMowrazaressmu MANEMHOCTH ABIAIOTCS BEJUYUILI, HCIOIBBYeMEE I8 KOJIMIECTBEHHOTO BLIPAMAEHMNI
PABAMIBEBIX ACIIEKTOB HAJeyHocTH. HOHKPETHBIE IOKABATENN HAJEMHOCTH MOTYT HCXOAUTH 100 M3
GC30TKABHOM paboTsl (T. ¢. BBIIOJIEHUS onpenedenHoll ¢yunun), nubo us orxasa. Mcnoabsyiores raxme
TIORA3ATENN, KRAK BEPOATHOCTL Oe30THABHOM paboThl, cpepmumit cpox cny:Ob, MHTEHCMBHOCTL OTKABOB,
epeppsisi mapaborka o orkasa. HabumofeHHble BHAYEHHA ABIAIOTCA OIEHKAMU « MCTUMHHLX 3HAYeHUI »
NoKasareseli HAgesRHOCTH, HO e 00A3aTesNbHO HAWIYULIUMU B CTATHCTHYSCKOM cMblcae onenramu. (Cwm.
Yacrp I1: Marematudeckoc pyKOBOACTBO K TePMHUHAM U OUPC/EIICHUAM IIQ
MeHJ[aTAn.)

A 1CHRH0CTHA JIaHnOﬁ pero-

2.6 Bapuanmu nokazamencii Hademcrocmi

3HaYUMOCTD IlOKa3aTelell, XapakTepH3YOIUX HALEHKHOCTD, 0CTH OTKABOB »,

B nammoHasbunix T
[Tepsriit, mpurATHI
OTKA30B) ¢ INPUIATAT

Ecau mpuBomATes
TaTH 060MX METOIR

2.8 Il paxmuueckoe npumenenue 0aHHO20 NEPEUHS MEPMUHOS

Ha npamTtuie HeKOTOPHC TEPMEHH KAHHON PEKOMEHEANNE HeoOXOQUMO YTOYHUTE, NAaB UM OIpelieseHue
B COOTBETCTBIHU ¢ XAPaKTEPUCTARAME PACCMATPUBAGMOTO M3meaus. Tawk, HaupuMep, KPUTEPHUN YACTUIHOTO
OTKABA TPAHZUCTOPA OBBIYHO TPEACTABIACTCS B BAAC NPeAeSIbHbIX 3nadennii (unu orknonernii) mo roadpdu-
[MEHTY YCUJIEHUs WU 110 TOKY yTedku. B HEKOTOPHIX CIydYaAX MOxeT OHThL yHeJaTe bl JasbHeiinee
HOIPA3NCIeHNe, HAPUME], A OCHOBHEE U HEOCHOBILIC YACTHYHEE OTKAaspl. Takoro poja yTOYHeHMA
MOYKHO CjleJIaTh, IPWHAB 8a OCHOBY J@HHGLIH Iepeuens.

2.9  Snauenue mepmuna « usdeaue »

Ilox repmutiom « usjeine » (an item) MOHUMAETCA 000 HIICKTPOHHEIN H/IEMEHT, YACTh CHCTEMEI, CHCTeMA
WIN anmaparypa, KOTOPLIe MOMKII0 PACCMATPUBATE W UCUBITHIBATE CAMOCTOATETHhHO0. (JIOBO « item » Takrsme
UCTIONIB3YETCA JUIA 0003HAYEHNA M3JC/Mii, COBOKYIHOCTH WBJeNMii, BRIOOPKHM M 1Ip., B BaBUCHMOCTH OT
KOHTCKCTA.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 602711974


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60271-1974
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60271-1974

— 15 —

Bripasenne « pemorTHpyeMOe H3JiequC » IPHMEHACTCS B BHANCHINA UBREJAUA, KOTOPOC B Clydae OTKABa
PEMOHTUPYETCA. ANAIOTHYHO, TEPMUH « HEPEMOHTHPYEMOe uajiexue » 0003HagacT mW3[eJue, KOTOpoe B
cIyuae 0TKa3a 1C PeMOHTUPYETCH. '

2.10 Bcnomoeamensvrbie mepmuHsy

Buibep, oupepcnenue u B3auMOCBASD BCIIOMOTATEBHELX TEPMUHOB, TAKUX KaK JeTasb, almaparypa,
CHUCTEMA K T. [[., B 0OJBIION CTENEHY BABUCAT OT TOYKH 3PeHNA HA TAKWE TCPMUIHEL, NPUHATON B pasiwy-
HBIX CTPAHAX W PA3TWYHBIMU OPranu3anusaMi B OfHolk crpame. Cosjlamme yHUBEPCANBIOTO IPHEM-
JTEMOTO IIePeYHs BCIIOMOTATeNBIEIX TePMHHOB ¥ OMpEeJeHuil TIPe/ICTABIACTCS HEeIeaIeco00pasHLIM.
Iloaromy, mpm n06OM TPAKRTHUCCKOM MCCJIENOBAHMU HAJEKHOCTH, CBABAINOM CO BCHOMOTATCILHBIMI
TEPMUHAMHU, JIOJKHBL OLITh TAHEL OMpe/es el sl U YKA3aHA B3AUMOCBASE MCIONb3YeMBIX TEPMUHOR, KOTOPad
He [OJ3KHa HapyUIaThCA B paMKax Jallioro MCCIefoBaHINA.

211 Honsmus, cea3anuble ¢ MEPMUHOM & GPEMIT »

B onpejesienusax, rie MCnoab3yeTcA TEPMEI « BPEMS », OTOT IapaMerp MO MEHEH PacCTOA-

HYEM, TTARJIAMU WAW JPYTUMEI COOTBETCTBYIOLHAMHA BEJIMYTUHAME TJIWA eIAHUK pen ST0 MIOMATHE
MOYKET BHRJIIOYATHL B cebsa JT.IO6yIO BIAUTEJIBIOCTD }Ia6JIIOJIGIII/IfI 38 MB3JeIIUA WryaTannum,
XpaneHuda, B COCTOAHUM I'OTOBUOCTH U T. II., OOBIYHO MCHKIIOYAS BpeM > 3b1 0L0 OTKa30M.

S
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3. Concept de fiabilité
3.1 Fiabilité

Aptitude d’un dispositif a accom-
plir une fonction requise, dans des
conditions données, pendant une
durée donnée.

Note — Le terme « fiabilité » est
aussi utilisé comme ca-
ractéristique de fiabilité
désignant une probabi-
lité de succes ou un
pourcentage de succés.
(Voir également 'article
10.)

4. Concepts relatifs & la défaillance

4.1 : Défaillance
Cessation de 'aptitude d’un dispo-
sitif 4 accomplir une fonction
requise.

4.2 Cause de défaillance
Circonstances liées a la conception,
la fabrication ou I'emploi et qui
ont entrainé la défaillance.

4.3

4.4 Mécanisme de défaillance
Processus physique, chimique ou
autre qui entraine une défaillance.

5. Classification des défaillances en
fonction des causes

5.1 Défaillance due 2 un mauvais emploi

Défaillance attribuable a applica-
tion de contraintes au-dela des
possibilités données du dispositif.

Full document details: IEC 602711974

Reliability concept

Reliability

The ability of an item to perform
a required function under stated
conditions for a stated period of
time.

Note — -The term reliability is
also used as a reliability
characteristic denoting a
probability of success
or a success ratio. (See
also Clause 10.)

Failure concepts

Failure

The termination of theabil
item to perform alrequ
tion.

lure mode
The effect by which a failure is
observed.

Note — For example, an open
or short-circuit condi-
tion or a gain change.

Failure mechanism

The physical, chemical or other
process which results in failure.

Classification of failures as to cause

Misuse failure

Failure attributable to the appli-
cation of stresses beyond the stated
capabilities of the item.

TTousarie HaesKH0CTH

HapesgHoern

Croco0HoCTh  UBMENuA BLITOJ-
uuThH TpebyemMylo yHKUMIO B 3a-
MAHHBIX YCIOBUAX B TEUCHHE
BANAHHOTO TEPUOfiA BPEMEeHH,

Hpumewarue — TepMuE « na-
TEeIKHOCTD »  TAKKE  UCIOID-
3yeTcsi B KayecTRe NOKasa-
Tess MaJeMHOCTH, 0003HaUasN
BEPOATHOCTL 0e30TKA3HOI pa-
GoTHL MIN JOJI0 HEeOTHABAR-
mux  usgenuii, (Cm. ranme
Maparpag 10.)

OTIOCSTIITHeCH Ik

USAEIeM CBOHCTBA RLI
QIIHATH TpefyeMyno (YHKIUIO,

Hpuyuiia orrasa

O6CTOATENHCTBA, BOBHUKIMIE BO
BpeMsi NPOEKTUPOBAHUH, WUBIO-
TOBIEHHA HJIE MCIOJIL3OBAIST 1
BLI3BABIINE OTKAZ,

Bujy orrasa

dopMa TIPOARIEINA 0TKA3A,

Hpumewanue —  Hampumep,
O0pHIB MM KOPOTKOE 3aMbIKA-
HIe HeIu MM H3MeHeHne Kod -
(MIMEeHTa yCuIeHus.

Mexanuam oTEA3S

Dusuueckuii, XUMUYESCKUR WIA
Apyroit 1mpouece, BLIBLIBAIOIIMI
0THA3.

Knacenuranna oTkazon 1o
TNPUIHHEe UX TMOABICHUN

OTKa3 BCICHCTBAE HEHPABMALHOM
ECILIY ATAIMM

OTras, BLI3BAHHBIA IPUMEHEHNEM
HArpy30K, NMpPeBLIHIAoHUX ycTa-
HOBJICHIBIC BOBMOMKHOCTN M3JE-

JIN.
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